gress- und Workshop-Programm EMV 2022

Dienstag, 12.07.2022

Workshop 1 L Workshopa | Workshop 3 I Workshops ]
Toum 152,565 [ Ramszos 1 Rams206 |
Effiziente durch Erkennen und Empf i in der Praxis Rechtsfallen im EMV- und was. Bestimmung i
Resonanzen Volker Rudolph, Schaeffler Technologies AG & Co. KG g vor
08:45 - 12:00  Prof. Dr. Peter Reiser, Hochschule Heilbronn Rechtsrisiken wissen miissen Dr. Bernd Jakel, Siemens AG

Dr. Carsten Schucht, Produktkanzlel

Ersfinungsveranstaltung mit Keynote
13:30 - 14:30 Das 100-m Radioteleskop in Effelsberg - ein astronomisches Instrument der Spitzenklasse in der Eifel
Dr. Alex Kraus, Max Planck Instiut fir Radioastronomie
1 Workshop 5 Workshop 6 Workshop 7 Workshop 8
Raum 1+2,2. 0 l______ _Ram3206 | _Ram4206 _________| ___________Ram5206 ]

Update der in den USA und A
Regeln von FCC und ISED ‘Thomas Handschin, AVETEK CTS GmoH und Anwendung der EMV- und
Holger Bentje, PHOENIX TESTLAB GmbH Jens Medler, Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG
Beriicksichtigung der EU-Leitfaden
Gerd Jeromin, JEROMIN CE CONSULT

Kongress-Session 1a: EMV-Analyse in Resonanzbereich Kongress-Session 1b: Storfestigkeit - Teil 1 Kongress-Session 1c : Leistungselektronik

Nérdliches Sitzungszimmer, 4. 0G Congress Saal 3, 4. 0G Congress Saal 2, 4. 0G

Prof. Dr. Marco Leone, Otto-von-Guericke-Universitit Magdeburg Prof. Dr. Holger Hirsch, Universitat Duisburg-Essen Prof. Dr. Matthias Richter, Westsachsische Hochschule Zwickau
fo

y Eigenmoden ‘Stéraussendungen von Antrieben in industriellen DC-Netzen
D Or. Holge . Technische

13:45 - 17:00

Ef
Andreas Czylwik, Universitat Duisburg-Essen

Jan Benz, Robert Bosch GmbH ippe
Analyse Stérungen im an
15:30 elektrifizierten Antriebsstrang Dr. Berd Korber, F Hochschule Zwickau ~ Schaltflankensynchronisation
Jan Loos, Hochschule Rufr-West Philipp Marx, Universitét Stutigart
Simulation von und L im Zeit- und 100BASE-T1 und Automotive Ethernet Nichtlineare von pe im
16:00 Frequenzbereich njecti Frequenzbereich mit dem Newton-Verfahren
Phillp Schulz, Otto-von-Guericke-Universitat Carina Austermann, Technische Universitat Dortmund. Caroline Krause, Technische Universitat Dortmund
Messung durch in einem Anal CAN FD Netzwerken gegen Asymmetrien i
16:30 Leitungsnetzwerk im Frequenz- und Zeitbereich elektromagnetische Felder Gleichtakistsrung
Dr. Mathias Magdowski, Otio-von-Guericke-Universitat Carina Austermann, Technische Universitat Dortmund. Jonas Bertelmann, Universitat Stutigart

715
Mittwoch, 13.07.2022

[Raum __|
bei gestrahiten EMC filtrs, dosign, applications and tricks Meating radio regulatory requirements on vehicle level EMV, Funk und Produktsicherheit - Anforderungen fiir den
besonderen Einrichtungen Prof. . Frank Leferink, University of Twente Dr. Johann Heyen, Volkswagen AG intemationalen Marktzugang
08:45 - 12:00  prof, Dr. Holger Hirsch, Universitat Duisburg-Essen Armin Hudetz, SGS Germany GmbH

K 2a: Charak
jon DBgeESeasion2a;C Raraxts Kongress-Session 2b: EMV-Normung Kongress-Session 2c: Stérfestigkeit - Teil 2
leitungsgebundener Strungen
Nérdliches Sitzungszimmer, 4. 0G Congress Saal 3, 4. 0G Congress Saal 2, 4.0G
Dr. Robert Kebel, AIRBUS Operations GmbH Dr. Bernd Jakel, Siemens AG Dr. Ralf Heinrich, AMETEK CTS Europe GmbH

im aktiven hand mit Auswertung Das Analysis by IEMI
09:00 ‘Synchronmaschine Projekt EN 50715 Arme Pah, i i 9

Michaela Gruber, Universitat Stuttgart Frank Deter, Miele & Cie. KG

ines schi g des Simulative Abschitzung d Hohe [ it die Vergleich der mit gomat 1SO 114529

09:30 6 d der Auslegung vor maximale gemessene Feldstirke und DIN EN 61000-4-39

Robert Jan Nowak, Technische Universitat Dortmund Dr. Jorg Petzold, Otto-von-Guericke-Universitat Prof. Dr. Sven Battermann, Fachhochschule Bielefeld

Kopplungsdampfung einpaariger SPE-Kabel bei tisfen Frequenzen 1507637 Pulse 0
10:00 Bernhard Mund, bda connectivity GmbH Dr. Karim Kaschani, Elmos Semiconductor SE Dr. Uwe Neibig, Robert Bosch GmbH

Optimierte Ferritkernen auf Leitunge Filterwirkung 2. und der wLA durch
10:30 Steffen Schulze, With Elektronik eiSos GmbH & Co. KG Henrik Brech, Leibniz Universitét Hannover

bei Feldii

Dr. Matinias Schicher, Bayernwerk Netz GmbH
KaffeepauselMessebesuch

S i P

Kongress-Session 3a: Risikoanalyse Kongress-Session 3b: Strahlungsgefiihrte Verfahren Kongress-Session 3c: Laden
Nérdliches Sitzungszimmer, 4. 0G Congress Saal 3, 4. 0G Congress Saal 2, 4. 0G
Prof. Dr. Jan Luiken ter Haseborg, Technische Universitat Hamburg-Harburg Prof. Dr. Ralf Vick, Otto-von-Guericke-Universitit Magdeburg Dr. Holger Altmaier, PHOENIX TESTLAB GmbH

IEMI Devices at im n 18 - 40 GHz. pe Ladebetrieb
11:30 Arash Nateghi, Bundesamt fiir Ausriistung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr Prof. Dr. Sven Battermann, Fachhochschule Bielefeld Michael Kleinen, EMC Test NRW GmbH
due to EMI Analyse und Vergleich der Feldeigenschaften in elektrisch groRen Priiflingen nach DIN EN induktiven L der
12:00 Prof. Dr. Bernd Deutschmann, Technische Universitat Graz 61000-4-21 bei HIRF- und DCl-Anregung Einkopplung von Burst und Surge Impulsen
Jan Uckerseifer, Universitat Siegen Dr. Sebastian Jeschke, EMC Test NRW GmbH
Ein rge an derL ir i
12:30 einem Tiefsetzsteller Matthias Trebeck, Westsachsische Hochschule Zwickau
Paul Bischoff, i i 9
Workshop 13 [ Vorshopta Workshop 15 Workshop 16
Raum 1522 0G [ Ramszo6 | Ramé206 | Ramszoc |
Theorie und Praxis zu EMV-Messtechnik und Messverfahren: FFT- Shielding in practice EMV und Funktionale Sicherheit — Grundprinzipien, Stand der EMV fiir el. Medizinprodukte nach EN 60601-1-2 Ed. 4 und 4.1, EMV-
basierte Messemy jer Prof. Dr. Frank Leferink, University of Twente Normung, itstests IEC
13:45-17:00  patthias Keler, Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG Dr. Bernd Jakel, Siemens AG Erfahrungen aus dem Priiflabor

Josef Bauer, SGS Germany GmbH

Kongress-Session 4a: Elektromagnetische Felder X X
Session e e et e AT IA g Kongress-Session 4b: Akkreditierung Kongress-Session 4c: HV und Elektrofahrzeug
Nérdliches Sitzungszimmer, 4. 0G Congress Saal 3, 4. 0G Congress Saal 2, 4. 0G
Prof. Dr. Achim Enders, Technische Universitit Braunschweig Prof. Dr. Stephan Frei, Technische Universitat Dortmund Dr. Wolfgang Pfaff, Robert Bosch GmbH
o ag

in den Lessons from Proficiency Testing in EMC Analyse, Optimierung und Verifizierung eines HV-Steckers
15:00 Projekten TALAKO und MILAS Emran Tas, Federal Institute of Metrology METAS Or. Thomas Geiting, AMOS GmbH
Prof. Dr. Markus Clemens, Bergische Universitat Wuppertal
essung 9 h Modells. g h ISOIIEC 170252017 Bewertung des g 400V
15:30 ‘Comelia Reschka, Leibniz Universitat Hannover Anton Kohiing, ANKO-EMC-Consulting GmioH 8 m
Dr. Peter Olbrich, AVL Software and Functions GmbH
Design i L i die Normung? Vorstellung eines Messverfahrens zur Erfassung von
16:00 Dr. Andreas Hardook, Nexperia Germany GmbH Christian Paulwitz, TOK Electronics AG i bil
Dr. Bastian Amdt, AVL Trimerics GmbH
ENAMS - ein i 5 g ewertung von
16:30 Prof. Dr. Michael Harte, Hochschule Bremen gemessene Impedanzen Manuel Haug, Universitt Stuttgart

Dr. Mathias Magdowski, Otto-von-Guericke-Universitat
18:00 Komitee- und Referentenabend

Donnerstag, 14.07.2022

Workshop 17 Workshop 18 Workshop 19 Workshop 20

Raum +2,2.05 [ Ramsaoc 1 Ramszoo
EMV — praxisnah im Maschinen- und Anlagenbau Strategien zur Analyse von Stéraussendungsproblemen Why are radiated y? - Basics: EMV von
‘Sebastian Kiesewetter, Indu-Sol GmbH ‘Sven Konig, Langer EMV-Technik GmbH History, Regulations, Standards, Risks, Tech-EMC-Basics. Uwe Bimbaum, PEMC

-1 B B s EUHG EMG SERCE EE8) o iron Corslng

n 5a; Analyse und Modell

H e o ndu“gsslmkmm:‘"g von Kongress-Session 5b: Aktive Filterung Kongress-Session 5¢: Industrie
Nérdliches Sitzungszimmer, 4. 0G Congress Saal 3, 4. 0G Congress Saal 2, 4.0G
Prof. Dr. Stefan Dickmann, Helmut-Schmidt-Universitat Hamburg Christian Paulwitz, TDK Electronics AG Jsrg Bérenfanger, EMC Test NRW GmbH
durch

igten L
Leitungsimpedanz gen indusriellen offenen DC-Netz
09:00 Felix Burghardt, Leibniz Universitét Hannover ‘Tobias Dérlemann, Technische Universitat Dortmund Simon Puls, Lenze SE
Active Aufladung
Basis Stefan Hansel, Siemens AG Dr. Martin Sack, Karlsruher Institt ir Technologie (KIT)
=g Hannes Schreiber, Otto-von-Guericke-Universitat
LeL. L
y Metallgehausen mit kleinen Offnungen ‘mit AKitv-Filter Funktionalitét sten fur den Einsatz in
10:00 Christoph Lange, Otto-von-Guericke-Universitét Benjamin Hoepfner, Otto-von-Guericke-Universitat signalverarbeitenden Netzwerken
Steffen Pfortner, Phoenix Contact GmbH & Co. KG
g y Usag Power Lines
10:30 Ersatzschaltbildes Muhammad Sepian Alamsyah, Leibniz Universitat Hannover
‘Sebastian Siidekum, Otto-von-Guericke-Universitst
11:00 - 11:30 Kaffeepause/Messebesuch

o s Eae =
ession o B T S D ] Kongress-Session 6b: Medizintechnik und Magnetfeld Kongress-Session 6¢: Spezielle Messtechnik
Messtechnik in der Luftfahrt
Nérdliches Sitzungszimmer, 4. 0G Congress Saal 3, 4. 0G Congress Saal 2, 4.0G
Prof. Dr. Klaus-Dieter Kruse, Sachverstandigenbiro Fachgebiet EMV Armin Hudetz, SGS Germany GmbH Prof. Dr. Stefan Tenbohien, Universitét Stuttgart
i in

Ein im Fohlerfall zur L in Schirmen
1130 Masimilian Schubert, Deutsches Zentrum fir Luf- und Raumfahrt e.V. Harald Buchwald, CSA Group Bayern GmbH Christan Sigbauer, Leibniz Universitat Hannover
L 6 ei Last von hinsichtlich RFID und Pril Beispiel AIM MATL
Or. Robert Kebel, Abus Operations GmbH 7351731 und IEC 60601-1-2 Ed. 4.1 bandwidth and average/peak dotector of EMI test receivers
12:00 Robert Bader, SGS Germany GmbH Dr. Andreas Bendicks, Technische Universitat Dortmund
Boden q Power Amplifier Applications
12:30 und in der Luft Dr. Ludovic Bacqué, Préna Recherche et Développement SASU
Karsten Schubert, Jade Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/ Elsfleth
Workshoo |  Workshop2t 000000000 ] 00000000000 Workshop22 000000000000 ] 00000000 Workshop2s 0000000000 |
[Raum | Raum 1+2, 2. 0G Raum 3, 2. 0G. Raum 5, 2. 0G.
Virtuelles Design sines Fahrzouges auf Basis einer EMV Simulation Automoti Why are radiated ricky? - Applications: Ant, Calibration, Test
Dr. Sergey Kochelov, BMW AG Prof. Dr. Jens Werner, Jade Hochschule Wihelmshaven/Oldenburg/Elsfieth Devices, Test Facility Validation, Lab Design, Accreditation
13:00 - 16:15 Dr. Diethard Hansen, EURO EMC SERVICE (EES) Dr. Hansen Consulting

14:30 Best Paper und Young Engineer Awardverleihung

Award-Nominierte



